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薄膜线路通断路测试仪
使用说明书

使用仪器之前，请认真阅读使用注意事项
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产品简介：
薄膜线路测试仪(又名薄膜开关智能检测仪)是用于检测薄膜开关基本性能的一种专

用仪器，采用先进的测试方式及全中文的操作接口，因此具有测试速度快，可靠性高，

操作简单，使用方便等特点。

它能快速检测各种不同类型，不同出线关系的薄膜开关/矩阵开关的通路，短路，断

路，联机以及电阻大（阻值超标），微短路，绝缘不良等参数。适用于产线批量检测及来

料检测，还可对客人提供的样品作电性能检测，可测试出样品的按键与出口线的关系，

按键的接触电阻及绝缘电阻值。

本测试仪有两种测试模式，不仅能测试成品的薄膜开关（用模式 B），还能测试半成

品的薄膜开关（用模式 A，目前仅我公司有此功能），其中模式 A中又分为正常测试模式

和自动测试模式，模式 B中又分为常速测试模式和快速测试模式，测试方式灵活多样，

适应多种不同的产品。

产品用途：
 成品薄膜开关/半成品薄膜开关（包括计算机键盘）

 矩阵式按键电路板

 软性线路板，简单的 PCB板及 PCB碳油板

主要功能：
 线上阻值测试，直接显示线路的电阻值

 自动扫描测试，可检测出按键粘连及弹力不良等问题

 自动开始测试，在测试过程中不需要对测试仪器进行任何操作

 成品与半成品都可测试，可同时测试多片

 样品电性检测，如果您的客户只提供给您样品，而没有提供参数，可用此仪器测试

出样品的按键与出口线的关系，按键的接触电阻及绝缘电阻值

 500K的阻值判定标准，可测试各种炭浆，银浆，及银炭混合等印刷线路的电阻

 可设置成仅测产品的漏电，不测导通，使只针对漏电测试更省时

 可储存 100个以上的产品的测试资料，相同型号的产品只需建立一次资料，再次使

用时可直接调用，每次测试前，产品参数将会显示出来

 导通电阻任意设定

 测试过程中每一步都有声音提示，良品与不良品有不同的提示音，测试完成与测试

中声音的长短不同，在测试过程中只听声音便可得知测式结果，测试更轻松

 具有统计功能，自动的计录良品数，良品率，及阻值超标，绝缘不良，开路等资料

 能自动的例出不良品的位置，方便修理
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面板功能说明：
1．LCD显示区,显示当前的操作状态，测试结果，统计信息等

2．LED指示区，有 4个状态

 绿灯亮表示 OK

 黄灯亮表示阻值大

 红灯亮表示有短路或漏电

 红灯与黄灯同时亮表示开路

3．按键区，共有 5个按键，每一个按键都是一个多功能的按键，在不同的状态下有不同

的作用，并且按键按的时间不同，功能也不同，下面说明书中的“长按住”指按住按

键不放开保持 5秒以上，“按一下”指的是按下去之后有马上放开，时间在 0.5秒以

内

 选择键（中间）：用于调出测试资料。在测试状态下，长按住此键，将进入测试资料

选择状态，短按上/下键（统计键/模式键）及左/右键（学习键/参数键）可选择测

试模式及储存位置，再按一下此键可选定,在输入数字时，按一下此键表示选定（确

认输入）

 学习键（向左）：用于输入测试资料，在测试状态下，长按住此键，将进入学习模式，

在输入数字时，按一下此键光标向左移一格

 参数键（向右）：用于设置导通阻值及绝缘参数，在测试模式下，长按住此键进入参

数设置模式，在输入数字时，按一下此键光标向右移一格

 统计键（向上）：在测试状态下，按一下此键将进入统计模式，LCD上将显示出良品

与不良品的数目，并有良率显示，再按一下退出；在输入数字时，按一下此键光标

处的数字加 1

 模式键（向下）：在测试状态下，按一下此键将会切换测试模式，在模式 A可在〈标

准测试模式〉与〈自动测试模式〉之间切换，在模式 B可在〈常速测试模式〉与〈快

速测试模式〉之间切换；在输入数字时，按一下此键，光标处的数字减 1，在测试状

态下，长按住此键，可保存当前的测试模式，下次开机可直接回到此测试模式，在

测试模式 A的标准测试模式下长按住此键，则会进入仅测试漏电模式

4．接线区：从左到右对应为 1到 32（JY-1618从左到右为 1到 16，最后的为空脚）

 在模式 A，上面的一排为端口，用于输入，一般与产品的出口线相连，下面的一排为

端点，一般与产品的线路的终点相连。端口与端点的不同点为：不同的端口线不能

连在一起，而不同的端点可连在一起（详见使用注意事项 6）

 在模式 B，应将相同序号的端口与端点短路在一起，共 32个接口（JY-1618为 16个
接口）,不分输入与输出
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测试半成品薄膜开关（用模式 A）：
1．使用目的
如图 1,如果用传统的测试方法,要分别要将各个按键短路一下,看机架有没有反应的方式

来测试,用此方式测试,则最少要按 12个按键才能测试完,如果将图 1中加一些测试点,如

图 2,采用分别测试每一条线的电阻值是否在规定的范围之内,每两条线之间的绝缘值是

否超标,由MCU控制自动检测之测试方式,则只要将测试机架按下,在极短的时间内就可测

试出来,并且准确可靠,很显然,使用此测试仪不仅生产效率有大幅提高,而且产品品质更

易控制。

2．接线方法

以图 2的半成品薄膜开关为例,接线方法如下：

1，将薄膜开关的出口线 1,2,3……依次接入测试仪的上面一排〈端口：1-32〉

2，将 A,B,C……的引线依次接入测试仪下面的一排〈端点：1-32〉

3，再用一根排线与机架相连

注意：接入端口的线应是单独的,不能有线路将多个端口连接,否则测试仪会认

为有短路存在,接端点的线可允许线路将多个端点接在一起,如图中的 C1与 C2

要接在测试仪的两个端点上,分别测试 C1,C2点到端口 3的线路是否存在着开路

或阻值大。

3．学习薄膜开关的线路连接关系

（操作时注意“按一下”与“长按住”的区别）

出口线：与测试

仪的埠相连

端点：C1 端点：C2
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1，将测试仪接通电源,此时测试仪进入前一次的测试状态,将要学习的薄膜开

关线路放入测试机架,确认测试针与每个点都接触好

2，长按住选择键（约 5秒钟）,仪器显示“请选择储存位置”，按一下统计键，

选择到模式 A，再按一下选择键确定，光标跳到数字上面，按一下学习键或

参数键将在此数字上左右移动光标，按一下统计键或模式键将可使光标处的

数字加 1或减 1，此选择的范围为 0到 50，选一个没有记忆的位置（如果是

第一次使用，则只要是 A开头的任意位置，如果选择已有记忆的位置,旧的

记忆将会被覆盖），再按一下选择键确定。如果所选的储存位置没有测试数

据，将会停在此画面，如果有资料，将会进入测试画面。（注：如果测试仪

已在测试模式 A，则此步可省略）

3，长按住学习键，直到仪器会显示出“学习模式”的画面（可能会先显示其它

的画面再到此画面，请按住直到此画面出来），选择一个储存的位置（如果

是第一次使用，则只要是 A开头的任意位置，如果选择已有记忆的位置，旧

的记忆将会被覆盖），再按一下选择键,仪器开始自动的将线路关系及阻值资

料存入测试仪器内，仪器会同步显示出各条线路的关系及阻值(注：如果选

择的位置没有测试资料，光标须在 A的上面，再按学习键才能进入学习模式)

4，学习结束之后，仪器将自动的进入参数设置模式，仪器显示“参数设置”，

显示的电阻值为被学习之线路的最大值，所显示的绝缘值为系统默认值，这

些值都可通过面板上的五个按键改成需要的参数，按一下选择键可选定

5，参数设定完之后，就进入模式 A的测试状态，可以开始测试

4．测试方法

在模式 A,测试一般都要使用测试机架

------将测试机架与测试仪接好线（按前面的接线方法）,将要测试的薄膜开关半成品放

入测试机架。

-----如果是刚学习完成,那幺在学习完成之后就可直接测试

-----如果是测试与上次相同的产品,开启电源之后就可直接测试

-----如果要测试不同的产品，并且已存入记忆内，则须长按住选择键,直到进入“储存

位置选择模式”,再选择此产品的储存代码,再按一下选择键即可开始测试

备注：

测试模式 A分为“标准测试模式”与“自动测试模式”，通过模式键切换，两个模式的不

同之处见前面测试模式简介，可根据需要灵活的使用。使用标准测试模式时，键议在机

架上做一个开关，这个开关串接在与测试仪相连的线为最小数值的端口上，将产品放入
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机架，开关闭合之后才开始测试，这样可减少在标准模式下,由于机架没有在同一时间与

各点接触好而产生的误测

5 .在测试模式 A 各按键的作用

选择键：如果测试过程中有开路或绝缘不良，LCD会显示出不良的位置与其参数等信

息，按一下此键可退出，再回到测试状态

参数键：如果测试过程中有开路或绝缘不良的信息超过屏幕所显示的范围，按一下

此键将会显示出后面的信息

学习键：在上一键的基础上将不良的信息回到上一幅的画面

统计键：按一下显示统计表，再按一下模式键可显示出线路开路的不良品数，再按

一下模式键可退出

模式键：按一下可在标准与自动测试模式中进行切换

（注：如果长按上面的各按键还有不同的功能，见前面的面板说明）

6.测试结果说明：

测试结果有 3种输出方式：

1，仪器上的 LCD会直接显示出产品的不良原因及不良的位置

2，仪器上的 3个 LED也会指示出测试的结果

-----绿灯亮，则说明被测试的产品 OK

-----如果红灯亮，则说明线路间有短路或漏电（绝缘不良）存在

-----如果黄灯亮，则说明线路的电阻值超出设定的标准

-----如果红灯与黄灯同时亮，则表示线路开路

3, 通过两种不同的声音及声音的长短指示出产品测试是 OK还是 NG，是在测试中还

是测试完毕

测试成品薄膜开关（模式 B）：

1.使用目的

如图 10,如果用传统的测试方式,则要用一个成品机做一个机架,每测试一个按键,看一下

显示或听声音是否正确,有些还需要重复多次的按同一个按键,才能测试完所有的按键,

并且有些还需要等待较长的时间才能测试下一个按键,如果使用本测试仪,由于使用 MCU

控制检测,两次按键的时间间隔极短,因此可用气缸或电磁阀做成机架快速测试(与我司

JY-6032可组成自动测试系统),或用如下图所示的测试棒来测试(划测),用小轮依次在各

按键上滚动,不用去看,只听声音便知道按键是否有作用,是否 OK,大大的提高了生产效率,
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如果配置好各种插接口,则成为通用的测试架,可测试各种薄膜开关（需客户根据自己的

产品制作,见下面的接线方法）

注：为了能准确的定位，可根据开关的位置做一个定位的来具，使小轮能准确的在按键

上滚动，测试速度会更快！

1. 接线方法

在测试机架上将 64PIN(JY-1618为 34PIN，其中 33，34PIN是空脚，没有作用)的接口上

下短路起来（即端口与端点的 1和 1短路，2和 2短路……）,再依次接到薄膜开关的出

口线上,如下图（注意：接入端口的线应是单独的,被测试的产品不能有线路将测试仪的

多个端口连接,否则测试仪会认为有短路存在）

2. 学习按键与出口线的对应关系

（操作时注意“按一下”与“长按住”的区别）

1，准备一张功能 OK的薄膜开关（标准板）,将此薄膜开关的出口通过测试治具与测

试仪接好,将测试仪接通电源,此时测试仪进入前一次的测试状态

2，长按住选择键（约 5秒钟）,仪器显示“请选择储存位置”,按一下模式键,选择

到 B,再按一下选择键确定,光标跳到数字上面,按一下学习键或参数键光标将在

此数字上左右移动,按一下统计键或模式键将可使光标处的数字加 1或减 1,此选

择的范围为 0到 50,选一个没有记忆的位置,再按一下选择键确定。如果所选的储

存位置没有测试数据,将会停在此画面,如果有资料,将会进入测试画面。（注：如

果测试仪已在测试模式 B，则此步可省略）
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3，长按住学习键,仪器会显示”学习模式”,选择一个储存的位置（如果是第一次使

用,则只要是 B开头的任意位置,如果选择已有记忆的位置,旧的记忆将会被覆

盖），再按一下选择键确定,仪器开始接受按键输入(注 1：如果选择的位置没有测

试资料，光标须在 B的上面，再按学习键才能进入学习模式)（注 2：如果长间没

有输入将自动退出学习模式）

4，依次在薄膜开关上按下要测试的按键，等仪器显示出此按键对应的出口线序号与

此按键的电阻值之后再放开，直到所要测试的按键全部输入完毕（注 1：输入的

顺序将是以后测试的顺序，输入时请按一定的规律输入，方便以后测试）（注 2：

如果标准板的出口线内部有短路，或者说是由于特别的需要，同一条线路有两个

或以上的出口线，将无法正常的学习，建议的解决方案是：加一个选择开关，每

次让其中的一条线与测试仪的端口相连，再学习一个与此线相连的按键即可，在

测试时，同样如此）（注意：最多只能输入 256个按键）

5，输入完成之后，再按一下选择键确定，仪器进入参数设置模式，显示的电阻值为

所学习的按键的最大值，所显示的绝缘值为系统默认值，这些值都可通过测试仪

上的五个按键改成需要的参数，参数设定完之后，就进入模式 B的测试模式

2． 测试方法

-----如果是刚学习完成,在学习完成之后就可直接测试（按学习的顺序依次按各按键）

-----如果是测试与上次相同的产品,开启电源之后就可直接测试

-----如果要测试不同的产品,并且已存入记忆内,则须长按住选择键,直到进入“储存位

置选择模式”,再选择此产品的储存代码,再按一下选择键即可开始测试

测试模式 B分为“常速测试模式”与“快速测试模式”,通过模式键切换,两个模式的不

同之处见前面测试模式简介,可根据需要灵活的使用。

注意：不论是“常速测试模式”还是“快速测试模式”，当按下第一个键之后，要等一下，

让内部的绝缘测试完成才能测试下一个按键。

3 .在测试模式 B 中各按键的作用

选择键：按一下此键回到检测第一个按键的状态；如果测试过程中有开路或绝缘不良,LCD

会显示出不良的位置与其参数等信息,按一下此键可退出,再回到测试状态

参数键：按一下可跳过此键测试下一键；如果测试过程中有开路或绝缘不良的信息超过

屏幕所显示的范围,按一下此键将会显示出后面的不良信息
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学习键：按一下可回到前一键；如果显示的是不良信息,按一下则回到上一幅的画面

统计键：按一下显示统计表,再按一下模式键可显示出线路开路的不良品数,再按一下模

式键退出

模式键：按一下可在常速与快速测试模式中进行切换

（注 1：如果与按键连接的线路有开路,按下此键仪器将没有反应,按测试仪器上的参数键

将可跳过此键测试下一键,在后面的测试结果中将会指示此键开路）

（注 2：上面的各按键“长按住”还有不同的功能，见前面的面板说明）

5.测试结果说明：

测试结果有 3种输出方式：

1 LCD会直接显示出产品的不良原因及不良的位置

2 仪器上的 3个 LED也会指示出测试的结果

-----绿灯亮,则说明被测试的产品 OK

-----如果红灯亮,则说明线路间有短路或漏电存在

-----如果黄灯亮,则说明线路的电阻值超出设定的标准

-----如果红灯与黄灯同时亮,则表示线路开路

3 通过两种不同的声音及声音的长短指示出产品测试是 OK还是 NG，是在测试中还是测试

完毕

例如，一个半成品的端点数有 10 个，端口数有 8个，则 JY-3232可同时测试 3片（以多

的端点数为准：10*3<32 ）(注：JY-1618可同时测试 1片)

使用注意事项：
1．与测试仪连接的排线请不要频繁插拔，以免损坏接线端口

2．测试仪使用 AC 220V供电

3．测试仪电源线的中间接线必须接地，否则绝缘值将会不稳定

4．被测试的产品不能带有电源

5．学习新产品数据时要注意记忆的位置，不要将旧的数据删除（如果旧的资料还有

用）

6．测试仪在模式 A的端口与端点是有所区别的，如果测试的为 1对 1的线路则可不

必分区分，如果测试的产品中有一个出口线对应多个点，如下图所示，接线的原

则为：端口接公共点，端点接各分技点（在任何情况下，端口与端口之间都不能

连接,包括模式 B）。

hbh
错误！图片开关必须是第一个格式编排开关。
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7．测试仪在模式 B中，一定要将相对应的端口与端点短路，并且要全部都短路起来

8．操作时注意“按”“按一下”与“长按住”的区别“按”“按一下”表示让开关接

通后马上松开，开关的接通时间在 0.5秒左右，“长按住”表示按下开关一直不放

开，让开关一直处于接通状态（本仪器设定为 5秒左右，防止误操作）

9．当长时间没有按下时，测试仪自动进入统计状态，将仪器功耗降到最低，如果长

时间不使用，应关机

10．阻值不良与绝缘不良只会显示前 9个的位置与电阻值

套件表:

1. 主机一台

2. 电源线一条

3. 64PIN排线一条

保修说明:
非人为因素损坏，测试仪保修一年（测试仪接口与配套之接线板不在保修范围之内）

以上资料有深圳众人行国际提供

www.zrxchina.com


